
"الخلاصة

وقد بینت المادة،  الكھرومغناطیسیة مع  الاشعة  التي تحصل عند تفاعل  الطیفیة  الظواھر  اھم  دراسة  البحث  تم في ھذه 
الدراسات السابقة ان اھم ھذه الظواھر ھي طیف الامتصاص وطیف الانبعاث أو الفلورة. ویمكن أن تحصل ھذه الظواھر في
جمیع المواد ان كانت ذرات أو جزیئات، وتحصل في مدیات طیفیة مختلفة من الطیف الكھرومغناطیسي واھم المناطق الطیفة

(mid I.R).ومنطقة الاشعة تحت الحمراء المتوسطة(U.V&Vis) ھي منطقة الاشعة المرئیة وفوق البنفسجیة

(الفلورة) في ھذه المنطقة الطیفیة دراسة طیف الامتصاص للأشعة المرئیة وفوق البنفسجیة وكذلك طیف الانبعاث  وقد تم 
الاوربتالات الإلكترونیة دراسة  أو  الذریة  الإلكترونیة  المستویات  دراسة  الجزیئي من خلال  دراسة للتركیب  والذي یمثل 

nm.900 الىnm 200 الجزیئیة وباستخدام مصدر للأشعة الكھرومغناطیسیة اعتیادي في المدى الطیفي من

الاشعة تحت المتوسطة (mid I.R) باستخدام مطیاف  الحمراء  الاشعة تحت  الامتصاص في مدى  طیف  دراسة  فیما تم 
(I.R. Spectroscopy ).الحمراء

وبدراسة ظاھرة تشتت رامان الطیفیة تم التعرف ودراسة طیف الانبعاث في مدى الاشعة تحت الحمراء المتوسطة للجزیئات
 (Raman Spectroscopy).المختلفة والذي یتم بإستخدام مطیاف رامان

وان دراسة طیف الامتصاص للأشعة تحت الحمراء أو طیف رامان یعني دراسة التركیب الجزیئي وذلك من خلال دراسة
داخل اھتزاز (Vibration mods) للاواصر  أنماط  التعرف فیھا على  والتي یتم  الجزیئیة  التذبذبیة  الطاقیة  المستویات 

تركیب الجزیئة المراد دراستھا.

وللتعرف على طبیعة الأطیاف المختلفة تم الاستعانة بإحدى النتائج العملیة لدراسة سابقة والتي أوضحت شكل الطیف للجزیئة
المدروسة وكذلك النتائج التي تم الحصول علیھا منھ".


